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BADANIA SRODOWISKOWE

Duza komora klimatyczna/PV4500/ACS

modutéw fotowoltaicznych
(PV) w korozyjnym $rodo-
wisku mgty solne;j.

TEST dla 2 modutéw

Testy temperaturowe od 80 zt/h Cena zalezna od:
- rodzaju prébki — tego, czy dana préobka
. . moze zniszczy¢ komore
Testy z wilgotnosciq od 90 zt/h « rodzaju badania
« Czasu pracy operatora
Testy UV od 90 zt/h o ) ) )
Cena obejmuije tylko i wytqcznie badanie,
bez specjalnie przygotowanego raportu.
Testy temperaturowe od 45 zt/h Cena zalezna od:
« rodzaju prébki — tego, czy dana prébka
. . moze zniszczy¢ komore
Testy z wilgotnosciq od 50 zt/h - rodzaju badania
+ Cczasu pracy operatora
Testy UV od 50 zt/h o ) ) )
Cena obejmuje tylko i wytqcznie badanie,
bez specjalnie przygotowanego raportu.
Testy z uzyciem NH3 0d 120 zt/h Cena zalezna od:
+ rodzaju prébki — tego, czy dana prébka
Testy z kondensacjq wilgoci moze zniszczy¢ komore
+ rodzaju badania
Testy z mgtq solng + Cczasu pracy operatora
+ wykorzystanych czynnik korozyjnych
Testy cykliczne (z zimnym
powietrzem z pomieszcze-
nia, bqdz klimatyzowanym,
cieptym powietrzem)
TEST wedtug normy: PN-EN | od 8000 zt/ Cena obejmuije tylko i wytqcznie badanie,
61701:2012 - testowanie TEST bez specjalnie przygotowanego raportu.



BADANIA WYTRZYMALOSCIOWE

Uderzenie gradem

Odporno$¢ modutu na od 90 zt/h Cena obejmuje tylko i wytqcznie badanie,
uderzenia gradem bez specjalnie przygotowanego raportu.
lub innych wyrobem

TEST wedtug normy: PN EN od 5000 zt/
61215-2:2017-05 — moduty TEST
fotowoltaiczne (PV) do
zastosowan naziemnych.

TEST dla 2 modutéw

Uderzenie ciatem twardym [ wahadto

Odpornos¢ modutu na
uderzenie ciatem miekkim —

wahadto
TEST wedtug normy: PN EN od 2000 zt/ Cena obejmuije tylko i wytqcznie badanie,
61215-2:2017-05 — moduty TEST bez specjalnie przygotowanego raportu.

fotowoltaiczne (PV) do
zastosowan naziemnych.

TEST dla 2 modutéw

TEST wedtug normy: PN EN od 2000 z/
12600:2004 - Szkto w bu- TEST
downictwie. odporno$¢

na uderzenie wahadtem
Udarowa metoda badania

i klasyfikacja szkta ptaskiego

Uderzenie ciatem miekkim

Odporno$¢é modutu na od 2000 zt/ Cena obejmuije tylko i wytqcznie badanie,
uderzenie ciatem twardym — | TEST bez specjalnie przygotowanego raportu.
wahadto

TEST wedtug normy: PN EN
61215-2:2017-05 — moduty
fotowoltaiczne (PV) do za-
stosowaf naziemnych.
TEST dla 2 modutéw




BADANIA WYTRZYMALOSCIOWE

Parcie/ssanie

e

9

Odporno$¢ modutu na
dziatanie wiatru (parcie/
ssanie

TEST wedtug normy: PN EN

61215-2:2017-05 — moduty

fotowoltaiczne (PV) do za-
stosowan naziemnych.

TEST dla 2 modutéw

Regulamin EKG ONZ nr

43: Przepisy dotyczqce
homologacji materiatdéw
oszklenia bezpiecznego

i ich montazu w pojazdach

TEST: Kontrola szkta wg.

Regulaminu EKG ONZ nr 43:

1) Badanie wytrzymatosci
na uderzenie kulg

2) Badanie odpornosci na
wysokq temperature

Test dla 4 prébek

od 5000 zt/
TEST

od 2000 zt/
TEST

Cena obejmuije tylko i wytqcznie badanie,
bez specjalnie przygotowanego raportu.

Cena zalezy od liczby prébek. W cenie jest
zawarty gotowy arkusz interpretacji wynikow.



BADANIA TOPOGRAFII POWIERZCHNI

Profilometr optyczny/Sensofar PLu Neox

Tworzenie profili od 150 z/ Cena obejmuje tylko i wytqcznie badanie,
tréjwymiarowych prébka bez specjalnie przygotowanego raportu.

Morfologia powierzchni
Topografia powierzchni

Wyznaczanie grubosci
warstw

Profilometr stykowy/Dektak XT/Bruker

Topografia powierzchni 0d 120 zt/ Cena obejmuije tylko i wytgcznie badanie,
Wyznaczanie grubos¢ probka bez specjalnie przygotowanego raportu.
warstw

Statyczny i dynamiczny kgt | od 50 zt/ Cena obejmuije tylko i wytqcznie badanie,
zwilzania probka bez specjalnie przygotowanego raportu.
Wyznaczenie energii 0d 100 zt/

powierzchniowej probka




BADANIA MIKROSKOPII OPTYCZNEJ | ANALIZY FRAKCJI

Mikroskop optyczny/DMS 1000/Leica

Obserwacja. Pomiary (2D) | od 50 zt/h Cena obejmuije tylko i wylgcznie badanie,
bez specjalnie przygotowanego raportu.

_ ;
Morphologi G3S/Malvern
% Analiza wielkosci i iloSci od 50 zt/h The price includes only the study, without a

czgstek w roztworze. specially prepared report urzqdzenia

Krzywe lepkosci od 200 z/ The price includes only the study, without a
prébka specially prepared report urzqdzenia
Granica ptyniecia

Tiksotropia

Mieszanie i mielenie od 30 zt/h Do 300g wsadu
materiatébw




BADANIA MECHANICZNE

Nanotwardosciomierz/ Nanoindenter UNHT3/Anton Par

Pomiar twardosci od 230 zt/ Cena obejmuje tylko i wytqcznie badanie,
prébka bez specjalnie przygotowanego raportu.
Modut Younga

Adhezja warstw
— scratch test

Twardoséciomierz Vickersa/SHVS-500 SUNPOC

Badania twardosci od 50 zt/ Cena obejmuje tylko i wytqcznie badanie,
materiatéw prébka bez specjalnie przygotowanego raportu.




BADANIA MIKROSKOPII WYSOKOROZDZIELCZEJ

AFM/5500M/HITACHI (Atomic force microscopy)

Topografia powierzchni od 400 zt/h Cena obejmuije tylko i wytqcznie badanie,
w skali nano bez specjalnie przygotowanego raportu.
Chropowato$¢ Wynik jest automatycznie generowany

i przestany do klienta w formie elektronicznej.
Pomiar sit lateralnych

Analiza, interpretacja wynikéw oraz
Kelvin Probe raport — dodatkowa optata.

Mapowanie przewodnosci/
opornosci materiatow

Obrazowanie od 200 zt/h Cena obejmuje tylko i wytqcznie badanie,
nano i mikrostruktury bez specjalnie przygotowanego raportu.
Wynik jest automatycznie generowany i
przestany do klienta w formie elektronicz-
nej. SEM + EDS — cena mniejsza. Analiza EDS
od 150 zt/prébka.

Analiza, interpretacja wynikéw oraz raport
— dodatkowa optata.

Analiza EDS od 200 zt/
proébka




PREPARATYKA PROBEK DO BADAN

NAPYLARKA/QI50 T

Nanoszenie warstwy od 20 z/ Cena zalezna od uzytego targetu oraz
Au, Ag, Cr, Pt prébka grubosci warstwy.

lon Milling System/IM4000 Plus/Hitachi

Polerowanie i frezowanie od 50 zt/h Cena zalezna od rodzaju prébki.
jonami Ar*

Cross section

Zone SEM I

Ozone Cleaner - od 30 z/ Cena zalezna od rodzaju probki.

Czyszczenie wzbudzonym probka

promieniowaniem UV

oraz ozonem ZONEI %58

s MYOL)
SUNTUY




BADANIA SPEKTROSKOPOWE/ SKtADU CHEMICZNEGO

Spektrometr Ramana/LabRAM HR EVOLUTION/Horiba Scientific

Analiza jakoSciowa od 250 zt/h Wynik jest automatycznie generowany

i przestany do klienta w formie elektronicznej.
Analiza ilosciowa (przy
dostgpnosci Wzorosj; Analiza, interpretacja wynikéw
wzmachniacz elektroniczny oraz raport — dodatkowa optata.
pozwala na pomiar
ultrastabych sygnatéw

LSERAM HR g

HORIBA

Spektrometr FTIR/Nicolet iS50/ Thermo Scientific

Analiza spektralna w pod- | od 250 zt/h Wynik jest automatycznie generowany
czerwieni i przestany do klienta w formie elektroniczne;.
Analiza jaokosciowa Analiza, interpretacja wynikéw oraz

gy raport — dodatkowa optata.
' o Analiza ilosciowa (przy

dostepnosci wzorca)

Analiza jakoSciowa
mikrostruktury przy uzyciu
mikroskopu




PREPARATYKA PROBEK DO BADAN

Elipsometr/SEMILAB SE-2000

Wyznaczanie grubosé od 250 zt/h Wynik jest automatycznie generowany
warstw i przestany do klienta w formie
elektroniczne;.

Wtasciwosci optyczne
Analiza, interpretacja wynikéw oraz raport
Wspétczynnik zatamania - dodatkowa optata.

swiatta (n) i absorpciji (k)

Porowato$é materiatow

Wt. optyczne w funkcji
wilgotnosci i temperatury

GDS (Glow Discharge Spectrometer)

Analiza ilosciowa profilu od 250 zt/ Wynik jest automatycznie generowany
gtebokosci réznych warstw | prébka i przestany do klienta w formie

dolcm elektroniczne;.

Analiza jokosciowa, Analiza, interpretacja wynikéw oraz raport
iloSciowa wzgledna - dodatkowa optata.

EDX (Energy-dispersive X-ray spectroscopy)

Sktad pierwiastkowy od 200 z/ Wynik jest automatycznie generowany
w ciatach statych probka i przestany do klienta w formie
elektronicznej.

Mapa rozktadu pierwiastkéw
Analiza, interpretacja wynikéw oraz raport
Analiza punktowa — dodatkowa optata.

Analiza liniowa




UStUGI DODATKOWE , ®

Quadrocopter DJI Matrice 210 + Komera termowizyjna DJI Zenmuse XT2

Wykonanie zdjge¢ od 1200 zt Nalot na obiekt z kamerqg termowizyjng
termowizyjnych - kamera
o rozdzielczoSci 640x512
pikseli, zakres wykrywanych
temperatur:

od -40°C do 550°C

od 2000 zt Nalot na obiekt z kamerqg termowizyjng
z wykonaniem raportu

Skaner laserowy Leica RTC360 3D

Skaner laserowy 3D od 2000 zt Koszt jednodniowego skanowania obiektu/
do obiektéw makro, obiektow
wykorzystywany

= do pomiaréw

i inwentaryzaciji: budynkéw,
konstrukcji, terenu, itp.

od 1,45 zt za m? | Ztozenie oraz obrébka chmury punktéw,
skanowanego | wizualizacja i wymiarowanie wskazanych
obszaru obiektow.

P T TR

Bezinwazyjny pomiar gazu | od 90 zt/h Minimalna grubos¢ obstugiwanego
w szybach zespolonych szkta 2 2 mm

(dwu i tréjkomorowych)
Maksymalna grubosé obstugiwanego
szkta 2 50 mm

Cena obejmuije tylko i wytqcznie badanie,
bez specjalnie przygotowanego raportu.

2000 Wynajem urzgdzenia
Zt/tydzien




PREPARATYKA PROBEK DO BADAN

Drukarka 3D

Wydruk w technologii FDM | od 50 zt/h Cena wydruku zalezy od wybranego mate-
riatu oraz ztozonoSci drukowanego modelu.

Wycena wykonania modelu 3D po przestaniu
rysunku technicznego lub szczegdtowych
wymiaréw elementu.

Dysponujemy materiatami takimi jak:
PLA, ABS, PET, ASA i inne.

Wykonywanie projektéw 3D | od 200 zt/

projekt Cena projektu ustalana indywidualnie.

Korelacje miedzy wtasci- od 200 zt/ Cena zalezna od liczby badan,
wosciami chemicznymi/ raport dtugosci raportu
fizycznymi

Analiza wynikéw badaf,
whnioski, wykresy itp.

Ttumaczenie na jezyk od 200 zt/
angielski raport

*Cena zalezna od rodzaju prébki, zastosowanych narzedzi pomiarowych, czasu pracy operatora. Do kazdego zlecenia ustalana indywidualnie.

Podane ceny sg cenami NETTO.

Oferta nie zawiera kosztéw materiatéw do wytworzenia przedmiotu zaméwienia, kosztéw przygotowania probki, montazu
i demontazu w laboratorium.

Koszty dostawy, montazu i demontazu, utylizacji probek po badaniach pokrywa Zamawiajgcy.

Ostatecznq ceng oraz termin realizacji badan ustala Dyrektor Laboratorium.
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